DIN EN ISO 4287:2009-11 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflachenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren - Benennungen, Definitionen und KenngroRen der
Oberflachenbeschaffenheit (ISO 4287:1997 + Cor 1:1998 + Cor 2:2005 + Amd 1:2009);
Deutsche Fassung EN I1SO 4287:1998 + AC:2008 + A1:2009
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